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Contenidos minimos

Ecuaciones de Maxwell. Ondas electromagnéticas. Luz. Optica geométrica. Instrumentos dpticos. Interferencia
y difraccidn. Polarizacidn.

Programa analitico

Capitulo 1. Ondas Electromagnéticas. Ecuaciones de ondas para campos y potenciales. Energia, Intensidad y
momento de una onda electromagnética. Vector de Poynting: calculo en sistemas diversos. Generacién de
ondas electromagnéticas: el dipolo oscilante, caracteristicas de la radiacion emitida. radiacidon atémica.
Aplicaciones cientificas y tecnoldgicas.

Capitulo 2. Propagacion de ondas electromagnéticas. Leyes y principios. Fermat, Huygens, Snell, reflexion.
Velocidad de propagacién. indice de refraccién. Optica Geométrica y Optica Ondulatoria. Aplicaciones
cientificas y tecnoldgicas.

Capitulo 3. Espectro visible. El ojo como elemento de aplicacién de la propagacion de la luz. Reflexidén y
refraccion en superficies planas y curvas. Cuerpos limitados por superficies planas y curvas. Prisma. Lente.
Aplicaciones cientificas y tecnoldgicas.

Capitulo 4. Sistemas de lentes. Instrumentos dpticos basicos. Aberraciones y defectos de la vision. El concepto
de color. Aplicaciones cientificas y tecnolégicas.

Capitulo 5. Fendmenos de superposicién de ondas electromagnéticas. Difraccidn por una rendija estrecha.
Rendija real. Espectro de Intensidad. Maximos y Minimos. Interferencia de Young y por multiples aberturas.
Espectro de intensidad: caracteristicas. Espectros reales. Aplicaciones cientificas y tecnolégicas.

Capitulo 6. Polarizacidn de la luz. Luz lineal, circular y elipticamente polarizada. Produccién de luz polarizada.
Doble refraccion. Retardadores. Aplicaciones cientificas y tecnolégicas.
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